
附件2
40项国家标准名称及主要内容

	序号
	计划编号
	标准名称
	性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	20141062-T-339
	调频频段数字音频广播-接收机技术规范
	推荐
	本文件规定了调频频段数字音频广播接收机的功能要求、性能要求，描述了对应的测量方法。

本文件适用于调频频段数字音频广播接收机的设计、生产和使用。
	
	

	
	20193128-T-339
	全球卫星导航系统（GNSS）位置报告/短报文型终端性能要求及测试方法
	推荐
	本文件规定了全球卫星导航系统（GNSS）位置报告/短报文型终端的分类与组成、功能要求、性能要求及测试方法。
	
	

	
	20190761-T-339
	音视频及相关设备功耗测量 第5部分：机顶盒
	推荐
	本文件描述了机顶盒的功耗测量方法。规定了与测量功耗相关的各种操作模式。

本文件适用于连接到主电源的设备。

本文件的测量条件代表了设备的正常用法，可能和特定条件下的用法不同，例如，与安全标准中指定的条件下的用法不同。
	
	IDT IEC 62087-5：2015

	
	20190763-T-339
	音视频及相关设备功耗测量 第3部分：电视机
	推荐
	本文件描述了电视机的功耗测量和相关特性。电视机包括但不仅限于使用CRT、LCD、PDP、OLED或投影技术的电视机。
本文件详细定义了应用于电视机的操作模式和功能。
本文件仅限于连接到外部电源的电视机。本文件不涉及包含不可移除主电池的电视机。电视机可以包含任意数量的辅助电池。
本文件中的测量条件代表了设备的通常用法，可能和特别条件下如安全标准中规定的用法不同。
	
	IDT IEC 62087-3：2015

	
	20190762-T-339
	音视频及相关设备功耗测量 第1部分：总则
	推荐
	本文件描述了音频、视频和相关设备功耗测量的一般要求。特定类型设备的要求在其他文件中规定，可能取代本文件中给出的要求。此外，本文件定义了与功耗测量相关的各种操作模式。其他文件只适用于由外部电源供电的设备。带不可拆卸主电池的设备不包括在本文件之内。设备可以包含任何数量的辅助电池。为了使用标示值访问特定型号设备的访问兼容性，提供了一个验证过程的示例。本文件中的测量条件代表了设备的正常用法，可能和特定条件下的用法不同，例如，与安全标准中指定的条件下的用法不同。
	
	IDT IEC 62087-1：2015

	
	20191231-T-339
	音视频及相关设备功耗测量 第6部分：音频设备
	推荐
	本文件详细定义了应用于音频设备的操作模式和功能。
本文件仅限于可以连接到主电源的设备，不涉及包含不可卸除主电源的音频设备。音频设备可以包含任意数量的辅助电源。
本文件中的测量条件代表了设备的正常用法，可能和特定条件下的用法不同，例如，与安全标准中指定的条件下的用法不同。
	
	IDT IEC 62087-6：2015

	
	20191230-T-339
	音视频及相关设备功耗测量 第4部分：录像设备
	推荐
	本文件描述了具备可移除存储介质的视频录制设备的功耗测量方法。规定了与测量功耗相关的各种操作模式。
本文件适用于连接到主电源的设备。
本文件中的测量条件代表了设备的正常用法，可能和特定条件下的用法不同，例如，与安全标准中指定的条件下的用法不同。
	
	IDT IEC 62087-4：2015

	
	20191229-T-339
	音视频及相关设备功耗测量 第2部分：测试信号和媒介
	推荐
	本文件描述了音频、视频和相关设备如电视机和计算机显示器的功耗测量时使用的信号和媒介。本文件描述了测量峰值亮度比的信号，峰值亮度比有时与电视功耗测量程序相关。本文件描述了信号发生相关的设备、接口和准确度。
	
	IDT IEC 62087-2：2015

	
	20141016-T-339
	电声学 测听设备 第3部分：短时程测试信号
	推荐
	本文件规定了短时程测听参考和测试信号物理特性的描述方法及相应的测量方法。
本文件确保使用相同形式描述和测量短时程测听刺激信号，以及采用规定的方法对使用这些信号的设备进行校准。本文件对短时程测试信号的使用方法未作描述。
	GB/T 7341.3-1998
	IDT IEC 60645-3：2007

	
	20120249-T-339
	音频、视频及多媒体系统与设备—数字电视易用性—功能规范
	推荐
	本文件规定了数字电视产品在支持主流用户以外的老年人和残疾人时的一系列原则和注意事项。遵从本文件规定的原则和注意事项可以确保最大范围的用户能够访问、理解和使用数字电视产品。这些原则和注意事项覆盖了四种主要的用户群体：有听力障碍的个体、有视力障碍的个体、有运动障碍的个体和有认知障碍的个体。适用于主要功能为数字电视接收的消费者解决方案，如集成数字电视、机顶盒、数字电视录像机以及相同功能的产品和装置。所有这些解决方案在本文件中全都称为数字电视解决方案。本文件不包括那些支持数字电视作为一个次要功能的解决方案。然而，大部分内容也适用于未来的解决方案和/或产品。本文件不包括送货、拆包、支架或墙壁安全安装或第一次电源和信号连接。
	
	IDT IEC 62944：2016

	
	20200761-T-339
	半导体器件 分立器件 第7部分：双极型晶体管
	推荐
	本文件给出了下列几种类型双极型晶体管(微波晶体管除外)的有关要求：
—— 小信号晶体管（开关和微波用除外）；
—— 线性功率晶体管（开关、高频和微波用除外）；
—— 放大和振荡用高频功率晶体管；
—— 高速开关和电源开关用开关晶体管；
—— 电阻偏置晶体管。
	GB/T 4587-1994
	IDT IEC 60747-7：2019

	
	20182030-T-339
	柔性显示器件 第5-3部分：目视评价方法
	推荐
	本文件规定了柔性显示器件目视评价的总体框架和操作程序。
本文件适用于处于下列状态柔性显示器件的目视评价方法：
——处于标准环境条件下的初始状态和老化状态；
——机械或环境应力条件中的状态；
——机械耐久性试验后状态、环境耐久性试验后状态、机械和环境组合耐久性试验之后的状态。
	
	IDT IEC 62715-5-3：2017

	
	20182033-T-339
	柔性显示器件 第5-1部分：光学性能测试方法
	推荐
	本文件描述了柔性显示器件在暗室和环境光条件下光学性能的标准测试条件和测试方法。本文件主要适用于单个曲率半径为35 mm及以上的单色或彩色显示器件围绕单轴弯曲的显示器件,其在静态的机械状态下进行测试。
	
	IDT IEC 62715-5-1：2017

	
	20182031-T-339
	透明显示器件 第4-1部分：测试方法—光学性能
	推荐
	本文件规定了暗室条件下透明显示器件光学性能的测试方法。适用于以液晶（LCD）透明显示器件为代表的被动发光式透明显示器件和以有机发光二极管（OLED）透明显示器件为代表的主动发光式透明显示器件的光学性能评价。
	
	

	
	20182034-T-339
	激光显示器件 第5-3部分：激光投影显示（屏）图像质量测试方法
	推荐
	本文件描述了激光投影显示（屏）图像质量的测量条件和测量方法。

本文件适用于激光投影机和屏幕组合的全画面激光投影显示（屏）图像质量的测量，包括前投影和背投影显示。

本文件不适用于光点扫描等投影显示（屏）的测量和评价。
	
	

	
	20182028-T-339
	激光显示器件 第5-1部分：激光前投影显示光学性能测试方法
	推荐
	本文件内容涉及激光前投影显示光学性能的测试方法，对激光前投影显示的光学性能测量方法进行了详细的规定。本文件规定了产品测试的标准测试大气条件、标准暗室条件、稳定时间、电源条件、标准测试信号、标准测量设备、标准测量条件和标准设置条件等。
	
	

	
	20184709-T-339
	室内LED显示屏光舒适度评价要求
	推荐
	本文件规定了室内LED显示屏光舒适度限值和评价要求。本文件适用于室内LED显示屏的光舒适度的评价。
	
	

	
	20151507-T-339
	光伏组件 动态机械载荷试验
	推荐
	本文件规定了光伏组件动态机械载荷试验的方法。本文件适用于刚性组件的测试，不适用于柔性组件，但可用于采用刚性支撑的柔性组件。
	
	IDT IEC/TS 62782：2016

	
	20171276-T-339
	L波段75kW连续波磁控管技术要求
	推荐
	本文件规定了L波段75kW连续波磁控管的性能要求、质量评定程序和包装等。本文件适用于L波段915MHz 75kW连续波磁控管，也适用于频率为896MHz、922MHz、929MHz的同类连续波磁控管。
	
	

	
	20151506-T-339
	光伏组件氨腐蚀试验
	推荐
	本文件规定了用于评估光伏组件抗氨腐蚀能力的测试程序，目的在于评估在具有高浓度氨溶液的湿环境下，光伏组件可能出现的故障。本文件适用于平板光伏组件。
	
	MOD IEC 62716：2013

	
	20151505-T-339
	光伏组件盐雾腐蚀试验
	推荐
	本文件规定了确定不同的光伏组件抗盐雾腐蚀能力的测试程序,目的在于评估在具有高浓度盐雾（NaCl)）的湿环境下，光伏组件可能出现的故障。本文件适用于平板光伏组件及聚光光伏组件和阵列。
	GB/T 18912-2002
	MOD IEC 61701：2011

	
	20162453-T-339
	液晶显示器件 第6-3部分：液晶显示模块测试方法 有源矩阵液晶显示模块运动伪像
	推荐
	本文件规定了透射式薄膜晶体管液晶显示器件运动性能的通用质量评定程序，给出了运动图像中伪像的定义，描述了运动伪像的测试方法。

本文件适用于透射型有源矩阵液晶显示器件的测试。
	
	IDT IEC 61747-30-3：2019

	
	20182282-T-339
	半导体集成电路 AC/DC变换器测试方法
	推荐
	本文件规定了半导体集成电路交流到直流（AC/DC）变换器参数测试方法。

本文件适用于半导体集成电路AC/DC变换器参数的测试。
	
	

	
	20182281-T-339
	半导体集成电路 PWM控制器测试方法
	推荐
	本文件规定了半导体集成电路脉冲宽度调制（PWM）控制器参数测试方法。

本文件适用于半导体集成电路领域中PWM控制器参数的测试。
	
	

	
	20182264-T-339
	集成电路 CMOS图像传感器测试方法
	推荐
	本文件规定了具有线性光电响应特性的线阵、面阵和时间延迟积分（TDI)CMOS图像传感器参数及其测试方法。适用于具有线性光电响应特性的线阵、面阵和TDI器件参数测试。
	
	

	
	20182265-T-339
	集成电路知识产权（IP）核设计要求
	推荐
	本文件规定了集成电路IP核的设计开发过程要求。
	
	

	
	20182278-T-339
	模拟/混合信号知识产权（IP）核质量评测
	推荐
	本文件规定了模拟/混合信号知识产权IP核质量的评测内容，包括IP核的文档质量、IP核的电路设计质量、物理设计质量、模型质量、IP核的功能验证质量和IP核的流片验证质量等。

本文件适用于模拟/混合信号IP核的提供者、使用者和第三方评价模拟/混合信号IP核的质量，包括完备性和可复用性，并不涵盖具体功能和性能的评价。此处第三方是指在IP核交易过程中进行认证和提供服务的独立机构。
	
	

	
	20182262-T-339
	模拟/混合信号知识产权（IP）核文档结构指南
	推荐
	本文件规定了模拟/混合信号知识产权（IP）核相关文档结构方面的内容，包括IP核简介、功能规范、设计手册、功能及物理验证文档和应用手册。

本文件适用于模拟/混合信号IP核的提供者组织撰写模拟/混合信号IP核相关文档、使用者和第三方评价模拟/混合信号IP核文档的质量。此处第三方是指在IP核交易过程中进行评测和提供服务的独立机构。
	
	

	
	20182261-T-339
	模拟/混合信号知识产权（IP）核交付项规范
	推荐
	本文件规定了模拟/混合信号知识产权（IP）核交付项及其相关的数据格式，适用于已确定工艺的模拟/混合信号IP核（Intellectual Property Core，以下简称为IP核）进行测试、交换与集成。这些IP核主要以数字系统芯片的应用作为目标。
	
	

	
	20192067-T-339
	集成电路金属封装外壳质量评价要求
	推荐
	本文件规定了集成电路金属封装外壳的材料、镀覆、设计和结构、电特性、外观质量及环境适应性等方面的质量评价要求和检验方法。

本文件适用于集成电路金属封装外壳的质量评价。
	
	

	
	20182277-T-339
	微波电路 检波器测试方法
	推荐
	本文件描述了微波电路中检波器的电参数测试方法。适用于单管、单片及混合集成等微波电路中检波器的电参数测试，包括检波二极管、均方根检波器、对数放大检波器、包络/峰值检波器等。
	
	

	
	20182267-T-339
	电子元器件 半导体器件长期贮存 第2部分：退化机理
	推荐
	本文件规定了电子元器件在实际贮存条件下随时间推移的退化机理和退化方式，以及评估一般退化机理的试验方法指南。
	
	IDT IEC 62435-2：2017

	
	20182266-T-339
	电子元器件 半导体器件长期贮存 第5部分：芯片和晶圆
	推荐
	本文件规定了单个芯片、部分晶圆或整个晶圆，以及带金属结构（引入金属层、植球植柱等）芯片的贮存条件和规则，同时为含有芯片或晶圆的通用和专用封装产品提供了操作指导。

本文件适用于预计贮存时间超过12个月的芯片和晶圆的长期贮存。
	
	IDT IEC 62435-5：2017

	
	20184233-T-339
	半导体器件 机械和气候试验方法 第31部分：塑封器件的易燃性（内部引起的）
	推荐
	本文件目的是确定器件是否由于过负荷引起内部发热而燃烧。

本文件适用于半导体器件（分立器件和集成电路）。
	
	IDT IEC 60749-31：2002

	
	20162477-T-339
	半导体器件 机械和气候试验方法 第35部分：塑封电子元器件的声学扫描显微镜检查
	推荐
	本文件规定了塑封电子元器件进行声学扫描显微镜检查的程序。本文件提供了一种使用声学显微镜对塑料封装进行缺陷（分层、裂纹、模塑料空洞等）检查的方法。
	
	IDT IEC 60749-35：2006

	
	20162479-T-339
	半导体器件 机械和气候试验方法 第34部分：功率循环
	推荐
	本文件描述了一种确定半导体器件对热应力和机械应力耐受能力的方法，通过对器件内部芯片和连接结构施加循环耗散功率来实现。
	
	IDT IEC 60749-34：2010

	
	20173804-T-339
	智能工厂建设导则 第1部分：物理工厂智能化系统
	推荐
	本文件规定了物理工厂智能化系统的系统架构与配置、智能装备、信息基础设施、物联网系统、车间信息系统、企业信息系统的要求。本文件适用于物理工厂智能化系统的规划、设计、建设、应用等。
	
	

	
	20182045-T-339
	智能工厂建设导则 第2部分：虚拟工厂建设
	推荐
	本文件规定了虚拟工厂的建设内容、模型要求、工艺仿真、性能仿真和建造仿真。本文件适用于虚拟试生产、生产系统优化，以及新建、改建和扩建项目的虚拟工厂建设。
	
	

	
	20182044-T-339
	智能工厂建设导则 第4部分：智能工厂设计文件编制
	推荐
	本文件规定了智能工厂建设项目各阶段文件编制内容和要求。本文件适用于各行业智能工厂建设项目的新建、改建、扩建和技术改造工程设计中的设计文件编制。
	
	

	
	20202866-T-339
	智能制造 机器视觉在线检测系统 测试方法
	推荐
	本文件规定了面向智能制造领域机器视觉在线检测系统的测试环境、系统功能测试方法及系统性能测试方法。本文件适用于指导机器视觉在线检测系统的研发、制造、应用机构与企业。
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